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MATAVIMO PRIEMONES TIPO PATVIRTINIMO
SERTIFIKATO
Nr. 2726 PRIEDAS

I SKYRIUS
MATAVIMO PRIEMONES KONSTRUKCIJA IR VEIKIMAS

1.1. Bendroji charakteristika.

Duju analizatoriai tipo XNX (modifikacija XNX EC su XNXXSH1SS H,S dujy kasete)
(toliau — dujy analizatoriai) matuoja vandenilio sulfido koncentracijg ore, o taip pat signalizuoja apie
Sty duju pavojingos koncentracijos ore susidarymg. Prietaisai naudojami chemijos, naftos ir metaly
perdirbimo pramonéje, vandens valymo jmonése, maisto ir medicinos jstaigose, laboratorijose ir
visur, kur yra naudojamos arba gali pasigaminti $io tipo dujos.

Prietaiso komplekta sudaro:

- dujy analizatorius (pateikiamas pilnai sukomplektuotas su jutiklio moduliu, elektronine

dalimi, aliuminio lydiniy arba neriidijan¢io plieno metaliniu korpusu ir technologinémis

angomis korpuse tvirtinimui prie pavirsiy);

- gamyklinis kalibravimo dokumentas;

- vartotojo instrukcija.

Papildomai uZzsakomi:

- 2-jy aliarmo lygiu ir vieno gedimo (reguliuojama NO/NC) reliy isvesties plokste;

- Modbus PS485 RTU sasajos modulis;

- papildomas IP66/67 nertidijan¢io plieno jutiklio galvutés apsauginis adapteris;

- méginio paémimo adapteris;

- apsaugos nuo pursly sistema;

- apsauginis filtras nuo drégmes;

- apsauginis skydas nuo saulés;

- tvirtinimo kronsSteinai;

- jrankiy rinkinys;

- nuotoliniy kalibraciniy dujy padavimo jvadas;

- kalibravimo adapteris su Zarnele;

- magneting lazdelé;

- kalibravimo dujy miSiniai ir t.t.

Dujy analizatoriy sudaro korpusas su dujy jutikliu, veikian¢iu elektrocheminiu principu.

Korpuso viduje sumontuota elektroniné sistema su jungiamaisiais gnybtais ir reliy i§vesties
plokste (uZsakoma atskirai). Apatinéje korpuso dalyje montuojamas cilindrinis déklas su kei¢iama
XNXXSHI1SS HS dujy kasete.

Matuojamos dujos patenka i dujy jutiklio bloko vidy, kur generuojamas atitinkamas analitinis
signalas.

ISmatuotas signalas mikroprocesoriumi paverdiamas vandenilio sulfido dujy koncentracijos
vienetais (ppm), kurie indikuojami prietaiso skystyjy kristaly ekrane. Mikroprocesorius atlieka ir
visos sistemos techninés biiklés patikrinima.

Prietaiso matavimo rezultatai i$saugomi eilés tvarka pagal datg ir, esant reikalui, persiundiami
personalinj kompiuter;.

Apie dujy pavojingy koncentracijy ore susidaryma dujy analizatorius jspéja optiniu ir akustiniu
signalais, o papildomy reliy déka gali jjungti oro traukos ventiliacija.

Dujy analizatoriai kalibruojami ir metrologigkai tikrinami Zinomos koncentracijos vandenilio
sulfido dujy miSiniais.

1.2. Bendras dujy analizatoriaus tipo modifikacijos XNX EC su XNXXSHI1SS HS dujy
kasete vaizdas pateiktas 1 paveiksle.
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1 pav. Dujy analizatoriaus tipo modifikacijos XNX EC su XNXXSH1SS H,S dujy kasete
bendras vaizdas

1.3. Jutikliai.
Dujy analizatorius XNX EC dirba su dujy jutikliu, veikian&iu elektrocheminiu principu ir
skirtu vandenilio sulfido (H2S) dujy aptikimui.

1.4. Matavimo ver¢iy apdorojimas (techniné ir programin¢ jranga).
Dujy analizatoriai XNX EC dirba su gamintojo JAV firmos ,,Honeywell Analytics®
programine jranga.

1.5. Rodmeny jtaisas.
Skystyjy kristaly (LCD) ekranas atvaizduoja meniu, pasirinktis, klaidy kodus, dujy
koncentracijos matavimo tekstinius rezultatus ir matuojamy dujy raisis.

1.6. Papildoma jranga ir funkcijos, kurioms taikomi teisés akty ir (arba) standarty reikalavimai
—neéra.

1.7. Papildoma jranga ir funkcijos, kurioms netaikomi teisés akty ir (arba) standarty
reikalavimai — néra.

1.8. Techniniai dokumentai:

1.8.1. Lietuvos standartas LST EN 45544-1:2015. Darbo vietos oras. Elektriniai aparatai
nuodingoms dujoms ir garams tiesiogiai aptikti bei jy koncentracijai tiesiogiai matuoti. 1 dalis.
Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai;

1.8.2. Lietuvos standartas LST EN 45544-3:2015. Darbo vietos oras. Elektriniai aparatai
nuodingoms dujoms ir garams tiesiogiai aptikti bei jy koncentracijai tiesiogiai matuoti. 3 dalis.
Eksploataciniy charakteristiky reikalavimai, keliami bendrojo dujy aptikimo aparatams;

1.8.3. Lietuvos standartas LST EN 50270:2015. Elektromagnetinis suderinamumas.
Elektriniai aparatai degiosioms ir nuodingosioms dujoms bei deguoniui aptikti ir matuoti:

1.8.4. Lietuvos standartas LST EN 50271:2018. Elektriniai aparatai degiosioms ir
nuodingosioms dujoms arba deguoniui aptikti ir matuoti. Aparaty, kuriuose naudojama programiné
iranga ir (arba) skaitmeninés technologijos, reikalavimai ir bandymai;

1.8.5. Lietuvos standartas LST EN 60079-0:2018. Sprogiosios atmosferos. 0 dalis. Iranga.
Bendrieji reikalavimai (IEC 60079-0:2017);

1.8.6. Lietuvos standartas LST EN 60079-11:2012. Sprogiosios atmosferos. 11 dalis.
[rangos apsauga jmontuota saugos ,,i priemone (IEC 60079-11:2011);

1.8.7.2017-11-14 dujy analizatoriaus XNX EU atitikties deklaracija Nr.2004Y0072-04, 2
lapai;
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1.8.8.2021-02-04 jutiklio kasetés ir nuotolinio jutiklio priedo EU atitikties deklaracija
Nr. 2004Y0024-08, 4 lapai;

1.8.9.2011-09-29 dujy analizatoriaus XNX tipo tyrimo sertifikatas
Nr. BVS 10 ATEX G 002 X, 3 lapai;

1.8.10. 2019-05-09 jutiklio kasetés ir nuotolinio jutiklio priedo ES tipo tyrimo sertifikatas
Nr. DEMKO 08 ATEX 0804823X Rev.7, 2 lapai;

1.8.11. 2024-03-12 XNX tipo dujy analizatoriy (modifikacija XNX EC su XNXXSH1SS H,S
dujy kasete) Bandymo procediira;

1.8.12. Gamintojo ,,Honeywell Analytics Inc.“ techniné dokumentacija.

I SKYRIUS
MATAVIMO PRIEMONES TECHNINIAI DUOMENYS

2.1.  Norminés veikimo salygos:

2.1.1. darbo temperatiira (-40 ... +65) °C
2.1.2. santykiné oro drégmé (0 ... 99) %, be kondensacijos
2.1.3. atmosferinis slégis (90 ... 110) kPa
2.1.4. saugojimo temperatiira (-40 ... +75) °C
2.2. Matuojamas dydis: H>S dujy koncentracija (ppm)
2.3.  H:S dujy koncentracijos matavimo

ribos: (10 ... 50) ppm
2.3.1. ISéjimo signalas: (4...20) mA
2.4.  Didziausia leidZiamoji paklaida:
2.4.1. HS dujy koncentracijos +5 %
2.4.2. 1i8¢jimo signalo +1 %
2.5.  Kiti techniniai duomenys:
2.5.1. apsaugos klasé: P66
2.5.2. masé, kg:

aliuminio korpuse 2,8

nertidijancio plieno korpuse 5,0
2.5.3. matmenys, mm 160 x 197 x114
2.5.4. maitinimas: 16 ...32 Vdc

ITII SKYRIUS

SASAJOS IR SUDERINAMUMO SALYGOS

3.1. Sasajos ir suderinamumo sglygos.
Jungtis su periferiniais jrenginiais vykdoma per Modbus RS485 RTU sasaja.

) IV SKYRIUS
MATAVIMO PRIEMONES PIRMINEI PATIKRAI, JRENGIMUI IR NAUDOJIMUI
TAIKOMI REIKALAVIMAI

4.1. Taikomas patikros metodas ir sglygos.

4.1.1. Patikros metodas.

Taikoma bendroji patikros BPM 8871101-121:2007 ,, Toksiniy dujq analizatoriai®.
4.1.2. Patikros salygos:

- aplinkos temperatiira (20 £ 5) °C;

- santykinis oro drégnumas (45 ... 80) %.

- atmosferinis slégis (84 ... 106,7) kPa.



4.2. Trengimo reikalavimai.

4.2.1. Dujy analizatoriai XNX EC yra stacionariis prietaisai.

4.2.2. Dujy analizatoriai montuojami 3alia visy galimy dujy nuotékio Saltiniy arba tose
vietose, kur gali kauptis nutekandios dujos.

4.2.3. Vandenilio sulfido dujy aptikimui analizatoriai montuojami zmogaus kvépavimo
lygyje, mazdaug 160 cm aukstyje nuo grindy.

4.3. Naudojimui taikomi reikalavimai:

4.3.1. Pradedant eksploatuoti prietaisa biitina jsitikinti, kad dujy analizatorius sumontuotas
pagal techninés dokumentacijos reikalavimus.

4.3.2. Stebeéti, kad nebiity uZterstos jutikliy difuzinés membranos.

4.3.4. Prietaiso korpusa ir jutikliy angg valyti tik sausu, §variu audeklu arba minkstu Sepetéliu,
nenaudojant jokiy tirpikliy arba valikliy.

4.3.5. Dujy analizatoriaus techninés prieZifiros grafikas sudaromas po prietaiso pradéjimo
naudoti.

4.3.6. Sugedus dujy jutikliui arba optinés signalizacijos diodui, bitina juos pakeisti.

4.3.7. KeiCiant jutiklj arba nuimant galinj dangtelj, biitina i§jungti prietaisa.

4.3.8. Dujy analizatoriaus naudojimo metu, atlickamy matavimy tikslumui uztikrinti,
vykdomos tokios operacijos:

- nulinio tasko reguliavimas, naudojant sintetinj ora, nulines dujas arba neuZzterStg aplinkos
org (prieS pradedant dirbti arba, kai prietaisas po matavimy §varioje aplinkoje nerodo nulinés
reikSmés);

- prietaiso metrologiné patikra. Atliekama kas puse mety, naudojant Zinomos koncentracijos
dujy miSinius. Pamatiniy dujy miiniy koncentracija turi skirtis nuo derinimo dujy koncentracijos;

- biitina prietaiso pirminé patikra po jo remonto.

V SKYRIUS
MATAVIMO PRIEMONES PERIODINEI PATIKRAI TAIKOMI REIKALAVIMAI

5.1. Speciali techniné jranga arba programiné jranga, jei taikoma.

5.1.1. atliekant perioding patikra, tikrinamyjy metrologiniy parametry paklaidos nustatomos
naudojant sertifikuotas pamatines dujas, kuriy koncentracija yra nurodyta dujy kalibravimo
sertifikate;

5.1.2. paklaidos nustatomos matuojant prietaisu pamatiniy dujy koncentracijas ir lyginant
matavimo rezultatus su $iy parametry pamatinémis vertémis, nurodytomis duj y sertifikate;

5.1.3. matavimo verliy apdorojimui naudojama gamintojo JAV firmos »~Honeywell
Analytics® programiné jranga.

5.2. Veiksmai, reikalingi paruosti matavimo priemone periodinei patikrai:

5.2.1. pries atliekant patikrg batina susipazinti su tikrinamo dujy analizatoriaus eksploatavimo
dokumentacija ir patikros metodika;

5.2.2. jsitikinti, kad aplinkos sglygos atitinka nurodytas patikros metodikoje;

5.2.3. jsitikinti, kad pamatiniy dujy sertifikate yra pateiktos komponengiy koncentracijy vertés
ir jy nustatymo neapibréztys;

5.2.4. jsitikinti, kad pamatinés dujos iki patikros nebuvo laikomos Zemesnéje, nei 0 °C
temperatiiroje.

5.3. Periodinei patikrai atlikti taikomos patikros metodikos:
Bendroji patikros metodika BPM 8871101-121:2007 ,,Toksiniy dujy analizatoriai®.



5

VI SKYRIUS ]
MATAVIMO PRIEMONES APSAUGOS PRIEMONES

6.1. Plombavimas.
Dujy analizatoriai dél batinos techninés prieZifiros neplombuojami.

6.2. Duomeny kaupiklis.

Dujy analizatoriai turi viding matavimy atmintj, kurioje fiksuojami matavimy eilés numeriai,
data ir laikas. Nustatyti techniniai parametrai iSsaugomi prietaiso atmintyje ir nuo pakeitimy
apsaugomi slaptazodziu.

] VIISKYRIUS
ZENKLINIMAS IR UZRASAI

7. Zenklinimas ir uZra3ai.

7.1. UzraSai, kurie turi bati ant matavimo priemonés:
7.1.1. gamintojo pavadinimas ir Zymuo;

7.1.2. matavimo priemonés tipas;

7.1.3. matavimo priemonés numeris;

7.1.4. apsaugos klasé;

7.1.5. matuojamy dujy rasis;

7.1.6. matavimy diapazonas;

7.1.7. CE zenklas;

7.1.8. atitikimo ATEX reikalavimams Zenklai.

7.2. Zenklinimas atliekamas pagal nacionaliniy teisés akty reikalavimus.

Zenklinimas atlickamas po patikros procedtiros. Esant teigiamiems patikros rezultatams, ant
matavimo priemones uzklijuojamas patikros Zymuo (lipdukas su paskirtosios jstaigos, atlikusios
patikrg, Zenklais), kaip parodyta 2 paveiksle.

Honeywell

patikros zymuo (lipdukas)

2 pav. Dujy analizatoriaus tipo modifikacijos XNX EC su XNXXSH1SS H,S dujy kasete
Zenklinimas po patikros

5 VIII SKYRIUS
BREZINIAIL, PRIDEDAMI PRIE SERTIFIKATO

8. Bréziniy, pridedamy prie sertifikato, sgrasas nepridedamas.




